
zeiss.com/metrotom1

ZEISS Metrotom 1 の使いやすい CT テクノロジーなら、たった 1 回のスキャンを行うだけで、
誰でも複雑な測定タスクおよび検査タスクを効率的に実行することができます。接触式また
は光学式の測定システムでは検出することのできない、隠れた欠陥や内部構造を測定し検査
することができます。

ZEISS METROTOM 1

見えないエリアを一度に検査
新次元の使いやすさ 
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1 台で複数のメリット

アプリケーション

仕様

X線源 160 kV 寸法精度保証値 SD < 5 μm

デテクタ 2.5 k 寸法 1750（幅） x 1820（高さ） x 870（奥行） mm

撮像範囲 165 x 140 mm 重量 2100 kg

ボクセルサイズ 65 μm ソフトウェア GOM Volume Inspect（インストール済）

取り扱いが容易
ZEISS METROTOM 1 は設置に手間がか
からず、少しのトレーニングを受けるだ
けで、安全に取り扱うことができるよう
になります

省スペース 
このCTシステムは、1750（幅） x 1820（高
さ） x 870（奥行）というコンパクトな
寸法なので、どんな測定室にも設置して
いただくことができます

中程度の寸法の製品でも小型の製品でも、
プ ラ ス チ ッ ク で も 軽 金 属 で も - ZEISS 

METROTOM 1 を使えば、コネクターやプ
ラスチックキャップ、アルミニウム製品
その他、さまざまなコンポーネントを検
査することができます。 

イニシャルコストを早期回収 
メンテナンス頻度が低い CT システム
のため、イニシャルならびにランニング
コストが最小限で済みます

正確な測定 
設計値／実測値の比較、寸法チェック、
そして肉厚解析を正確に行うことがで
きます
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